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《纳米材料测试技术》

内容概要

《纳米材料测试技术》是为不断深化上海紧缺人才培训工程——“纳米科技应用能力培训”项目，在
上海市纳米科技应用能力培训考核办公室的组织下，编写而成的。《纳米材料测试技术》为“纳米科
技应用能力培训”系列丛书之三。该书由华东理工大学分析测试中心蓝闽波教授编著，介绍了纳米材
料常用检测仪器的基本原理、试验方法和各项应用技术，被列为“十一五”国家重点图书。
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章节摘录

　　第一章　计量和标准的基础知识　　1.2　标准（标准化）　　1.2.1　基本概念　　“标准”的含
义是，对重复性事物和概念所作的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关
方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。　　1.2.2　标准的
种类　　随着科学技术的进步和生产工具的日益现代化，标准化的作用被越来越多的人所认识，它的
应用领域也随之被拓宽，标准已经发展成为种类繁多的复杂体系，到现在已经不可能按照某一种依据
将所有的标准进行划分了，只能从不同的目的出发，用不同的划分依据，对标准进行分类。　　对标
准进行分类的目的，是为了研究各类标准的特点以及它们之间的区别和联系，使各类标准之间既互相
分工，又互相补充，形成完整协调的标准系统。　　我国现行的标准总的可分为两大类，即技术标准
和管理标准。　　技术标准和管理标准的划分依据是标准化对象的属性。如果以技术性内容为对象时
，所制定的标准叫做技术标准；如果以管理性内容作为对象时，所制定的标准叫做管理标准。换句话
说，技术标准解决的是技术性问题，而管理标准解决的是管理性问题。　　在我国的许多企业里都把
工作标准从管理标准中分离出来，与技术标准和管理标准并列。工作标准是对工作岗位的工作质量和
数量所做的统一规定，它的对象是工作（操作）岗位。　　这种划分，也只是相对的，因为有些标准
化对象易于区分其技术属性或管理属性，而有些标准化对象既具有技术属性又具有管理属性，更何况
在科学、技术和管理日益现代化、综合化的今天，双方互相配合、互相渗透的情况大量存在，要想把
所有的标准绝对地区分清楚已经不是很容易的了。　　⋯⋯
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